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Przedmiotem wynalazku jest sonda do pomiaru
skladowych odksztalcenia, zwlaszcza w materia-
lach wigzgcych.

Znana jest sonda do betonu, stuzgca do réwno--
czesnego pomiaru sze$ciu sktadowych odksztatce-
nia; wykonana jest w postaci ramy, uloZonej
wzdluz krawedzi ostroslupa cztero$ciennego. Na
krawedziach ramy naklejone sg tensometry opo-
rowo-elektryczne. .

Inna znana sonda do pomiaru odksztalcen, z ten-
sometrami umieszczonymi na ramionach sondy, ma
ramiona usytuowane w ten sposOb, Ze tworzg kon-
strukcje gwiazdzistg. Osie wszystkich ramion prze-
cinaja sie w jednym punkcie a kierunki tych osi
wyznaczone s3a przez uklad osi ortogonalnych
X, y, z oraz przez proste lezgce w plaszczyznach
Xy, ¥z, zx i nachylone do osi wyznaczajacych te
plaszezyzny pod katem 45°, Punkt pomiaru od-
ksztalcen znajduje sie w punkcie przecigcia osi
ramion sondy.

Te znane sondy, stuzgce do pomiaru sktadowych
stanu odksztalcenia wewnatrz o$rodkéw nie daja
mozliwosci analizowania bledow popelnionych
przy dokonywaniu pomiaréw oraz korygowania
tych bledéw, Bledy te wynikaja z wlasciwosci
konstrukcyjnych tych sond i stosowanych urzg-
dzeti pomiarowych. I tak przykladowo, sonda o ra-
mionach tworzacych krawedzie ostrostupa cztero-
Sciennego, zastosowana w pomiarach, pozwala od-
czytaé sze§¢ sktadowych odksztalcenia w o$rodku
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woko6l badanego punktu. Wynik pomiaru odksztal-
cen w punkcie byl otrzymywany przez szereg wy-
liczen z uwzglednieniem warunkéw geometrycz-
nych. '

Celem wynalazku jest opracowanie sondy do po-
miaru skiadowych odksztalcenia, zwlaszcza w ma-
teriatach wiazacych, pozwalajacej poprawié do-
kladno§¢ i niezawodno$é pomiaréw odksztalcen.

Cel ten osiagnieto przez zbudowanie sondy wy-
posazonej w czujniki przymocowane do tworzg-
cych azurowg konstrukcje ramion sondy. Ramio-
na sondy sa krawedziami ostrostupa cztero$cien-
nego.

Istota wynalazku polega na tym, ze sonda ma
dziewie¢ ramion. Ramiona sondy sg krawedziami
bryly utworzonej.z dwbch ostrostupé6w réwnobocz-
nych o wspélnej podstawie, W Srodku geometrycz-
nym tak utworzonej konstrukecji znajduje sie punkt
pomiaru skiadowych odksztatcenia.

Przez zastosowanie sondy wedlug wynalazku
powstaje mozliwo§é okre§lenia zakresu bledé6w
pomiarowych powstalych przy okreS§laniu sktado-
wych odksztalcenia, a takze okre$lenia, ktéry
z czujnikdw umieszczonych na ramionach sondy
daje bledne wskazania a nastepnie dokonania eli-
minacji wskazan blednych w celu uzyskania pra-
widlowego pomiaru wszystkich skladowych od-
ksztalcenia,

Przedmiot wynalazku przedstawiony jest sche-
matycznie na rysunku przedstawiajagcym Schemat
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uktadu ramion przykiadowo wykonanej
wedlug wynalazku.

Wszystkie ramiona sondy 1... 9 sg jednakowej
diugosci i polaczone w pieciu weztach ograniczaja
bryle utworzong z dwo6ch ostrostupéw roéwnobocz-
nych o wsp6lnej podstawie wyznaczonej krawe-
dziami 1, 2 i 3. Kazde z ramion sondy wyposaZone
jest w czujnik odksztalcenia liniowego, przyktado-
wo tensometr, Czujniki polgczone sg przewodami
z urzgdzeniem sluzgcym do odczytania wskazan.
Urzadzenie to znajduje sie poza os$rodkiem bada-
nym, natomiast sonda jest umieszczona wewnatrz
oSrodka ktoérego odksztalcenia bada sie, Przykta-
dowo przy uzyciu sondy wedlug wynalazku ba-
dano cdksztalcenia o$rodkéw wigzgcych takich jak
réznego rodzaju betony.

Po umieszczeniu sondy w badanym osrodku wy-
konuje sie pomiary odkszialcen wszystkich dzie-
wieciu ramion sondy. Pomiary te pozwalaja na
obliczenie wszystkich sze$ciu skladowych tensora
odksztalcenia, przyjmujgc ze odnoszg sie one do
jednego punktu polozonego wewnatrz sondy. Po-
niewaz liczba wskazan czujnikéw przekracza licz-

sondy
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be skladowych tensora odksztalcenia, to mozna
wykonaé obliczenia w réinych kombinacjach eli-
minujgc w Kkazdej odpowiednie trzy wskazania.
Wtedy to powstaje mozliwo$é okreslenia zakresu
bledé6w pomiarowych, odnalezienia czujnikéw
dajacych biedne wskazania, a w nastepstwie uzy-
skuje sie prawidlowy pomiar wszystkich sktado-
wych tensora odksztalcenia.

Zastrzezenia patentowe

1. Sonda do pomiaril skladowych odksztalcenia,
zwlaszcza w materialach wigzacych, wyposazona
w czujniki mierzace odksztalcenie liniowe, przy-
mocowane do tworzgcych azurowsg konstrukcje ra-
mion sondy, ktére sg krawedziami ostrostupa
czworo$ciennego, znamienna tym, ze ma dziewieé
ramion.

2. Sonda wedlug zastrz. 1 znamijenna tym, ze
ramiona sondy sg krawedziami bryly utworzonej
z dwbch ostrostupéw réwnobocznych o wspblnej
podstawie, w ktérej §rcdku geometrycznym znaj-
duje sie punkt pomiaru skladowych odksztalcenia,
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